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Sposob bezstykowego pomiaru profilu powierzchni
przedmiotow cylindrycznych, zwlaszcza walcow i urzadzenie
do stosowania tego sposobu
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb bezstyko-
wego pomiaru profilu powierzchni przedmiotow
cylindrycznych, zwlaszcza walcOw oraz urzadzenie
do stosowania tego sposobu.

Znane sg urzadzenia do mierzenia profilu i/lub
§rednicy bryl cylindrycznych, zwlaszcza walcow.
Pomiar polega na mierzeniu $rednicy w réznych
przekrojach za pomocg suwmiarki, §rub mikrome-
trycznych, sprawdzianéw siodlowych wedlug ré6z-
nyck sposobé6w mechanicznych lub optycznych,
ktére pozwalajg zmierzy¢ -za pomocag linialu odstep
pomiedzy linialem i tworzaca walca.

Ponadto znane s3 rézne sposoby pomiaru styko- -

wego, przy ktérych mechaniczne lub mechaniczno-
elektryczne trzpienie miernicze sprawdzaja po-
wierzchnie metalu przez styk i rejestruja wszelkie
nieréwno$ci. Wada tych sposobdéw jest ich niedo-
kladno§é spowodowana przez osobg dokonujaca
pomiaru, jak réwniez na skutek zuzycia i wply-
wo6w cieplnych elektrycznych czeSci konstrukeji
oraz tarcia trzpienia mierniczego o badany przed-
miot.

Stanowi to przyczyne niedokladnoci, na przy-
klad szlifu walca walcarki, powodujacych wady
powierzchni na walcowanych blachach i ta$mach.

Celem wynalazku jest zapewnienie dokladnego
pomiaru bezstykowego i kontroli profilu po-

" wierzchni, tak aby mozna bylo badaé, na przyklad
wypukloéé przy walcowaniu na zimno wzglednie.

wklesnigcie przy walcowaniu na gorgco.
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Wymienione wady eliminuje si¢ wedlug wyna-
lazku przez to, iz przyrzad wskazujacy mierzona
warto§é w postaci indukeyjnego czujnika odleglos-
ci nie wspéldziala przez tarcie z powierzchnig wal-
ca, lecz mierzy i rejestruje bezstykowo zmiany
szczeliny powietrznej miedzy glowica pomiarowsq
i powierzchnig walca.

Budowa kablgka mierniczego i urzadzenie po-
suwowe zapewniaja przesuw urzadzenia pomiaro-
wego z réwnym dociskiem stale jednakowo réwno-
legle do tworzacej walca, w wyniku czego profil -
walcéw zostaje sprawdzony bezstykowo z duzg do-
kladno$cig. Dokladnoéé pomiaru wynosi 10u, przy
czym na pomiar nie ma wplywu temperatura po-
wierzchni walcow.

Urzadzenie, skladajace si¢ z polokragtego kabla-
ka mierniczego jest zaopatrzone w walki oraz przy-
rzad pomiarowy, ktérego glowica porusza sie
wzdluz walca. Usytuowanie watkéw, z ktérych je-
den wyposazony jest w sprezyne dociskows, za-
pewnia stale silne przyleganie kablaka. Na ka-
blaku zamocowany jest indukcyjny czujnik odle- -
gloci, ktéry przesunigty jest o okolo 180° w sto-
sunku do zewnetrznego walka.

Pomiedzy indukcyjnym czujnikiem odlegloéci
i powierzchnia walca znajduje sie szczelina po-
wietrzna, ktéra na poczatku pomiaru nastawia sie
na 0,5 do 1,5 mm. Kablak mierniczy z indukcyj-
nym czujnikiem odlegloSci poruszany jest réwno-
legle do osi walca za pomocy napedu linowego
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regulowanego bezstopniowo. Dzieki ruchowi przy-
rzadu pomiarowego wzdluz walca, kazda zmiana
szczeliny powietrznej pomiedzy glowicag mierniczg
i powierzchnia walca powoduje zmiane indukcji
czujnika, ktérg w postaci sygnalu doprowadza sie
do przyrzadu kompensacyjnego, a nastepnie od-
czytuje sie za pomocg przyrzadu do mierzenia
odksztatcen.

W przyrzadzie do mierzenia odksztalcen war-
,tosci odebrane zostaja wzmocnione i za pomocs
wskaznika uwidocznione jako odchylenia ujemne
lub dodatnie. Ponadto mozna mierzone warto$ci
podaé¢ na oscylograf i fotografowaé ich przebieg.
Przez odpowiednie dostrojenie posuwu kablgka
mierniczego i predko$ci taS§my oscylografu mozna
dokladnie zapisaé profil powierzchni kazdego cy-
lindrycznego przedmiotu.

Walki oraz uchwyty glowicy mierniczej sg
umieszczone przestawnie na kablgku, tak iz za
pomoca opisanego przyrzadu mierniczego mozna
mierzy¢é walce o réznych $rednicach.

Za pomocg urzadzenia pomiarowego wedlug
wynalazku mozna kontrolowaé profil szlifowanych
walcdw albo cylindrycznych przedmiotéw, jak
réwniez profile wyeksploatowanych walcéw, to
znaczy, ze mozna w ten spos6b bezstykowo pro-
wadzi¢ badania zuzycia w taki sposéb, iz przeciw-
stawiajac profil wyjSciowy aktualnemu, kontrolo-
waé zuzycie cylindrycznych przedmiotéw na catym
obwodzie.

Urzadzenie wedlug wynalazku uwidoczniono na
rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia przekréj
walca z urzgdzeniem mierniczym, fig. 2 — naped
regulowany bezstopniowo z linksg, walec i przyrzad
mierniczy.

Kabigk 1 z ramionami odchylonymi o 45° wzgle-
dem ramienia poziomego umieszcza sie w goérnej
czeSci na walcu, na ktérym opiera sie on czterema
przestawnymi watkami 2, przytwierdzonymi w gér-
nej cze$ci kablgka.

Boczny walek 3, ktéry réwniez przytwierdzony
jest do kablgka przylega do walca, a walek doci-
skowy ze sprezyna przesuniety o okoto 170° wzgle-
dem watka zewnetrznego dociska kablgk lekko do
walca. Indukcyjny czujnik odleglosci 5 usytuowany
jest naprzeciw walka 3 i moze byé nastawiany
w okreSlonym odstepie od powierzchni walca.

Indukcja wzbudzona za pomocg cewki w induk-
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cyjnym eczujniku odleglo$ci 5 zostaje podana na
przyrzad kompensacyjny 6 i warto§é jej przenie-
siona na miernik odksztalcen 7. W mierniku war-
tosé ta zostaje wzmocniona i wykazana.

Oscylograf 8 stuzy do re;estracn i fotografowa-
nia profilu walca.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b bezstykowego pomiaru profilu powierz-

chni przedmiotéw cylindrycznych, zwlaszcza
walcéw, znamienny tym, ze wzdluz mierzo-
nego przedmiotu z predko$cia bezstopniowo
regulowang prowadzi sie kablagk mierniczy i za
pomocyg przytwierdzonego do kablgka induk-
cyjnego czujnika odlegloSci wykazuje i zapisuje,
albo zapisuje za pomocg odpowiednich przy-
rzadéw wartoSci pomiarowe, wynikajgce ze
zmian szczeliny powietrznej pomiedzy bada-
nym przedmiotem i indukcyjnym czujnikiem
odleglo$ci odpowiadajgce profilowi przedmiotu.

2. Urzadzenie do stosowania sposobu wedlug zastrz.

1, znamienne tym, Ze ma kablgk (1) zaopatrzony
w dwa ramiona odchylone najlepiej pod katem
45° wzgledem ramienia poziomego poruszajacy
sie wzdluz mierzonego walca, przy czym na ka-
bigku umieszczone jest co najmniej sze§¢ na-
stawnych walkéw (2, 3, 4) do nakladania i pro-
wadzenia na badanym przedmiocie i ponadto
na jednym ramieniu indukcyjny czujnik odle-
glosci (5), ktéry poprzez odpowiednie przewody
i odpowiedni przyrzad kompensacyjny (6) polg-
czony jest z przyrzadami do wskazywania i/lub
zapisywania wynik6w pomiaru, na przyklad
z przyrzadem do pomiaru odksztatcen (7) i oscy-
lografem (8).

3. Urzadzenie wedlug zastrz. 2, znamienne tym, zZe
do przesuwania kabigka (1) wzdluz przedmiotu
stuzy linka napedzana przekladnig regulowang
bezstopniowo.

4. Urzadzenie wedlug zastrz.2i 3, znamienne tym,
ze przestawne watki (2, 3, 4) usytuowane s3
w taki spos6b, iz tworza dwie pary walkow
gérnych (2), jeden walek boczny (3) umieszczo-
ny naprzeciw indukcyjnego czujnika odleglo$ci
(5) oraz sprezynujacego walka (4) znajdujgcego
sie powyzej indukcyjnego czujnika odleglosci (5).
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